TEUMIKI REGULOWANE | PRZYRZADY POMIAROWE

TEUMIK REGULOWANY SVA1

SVA 1
| SINGLEMODE
‘ ATTENUATOR

FINE CoARSE
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Ttumik regulowany SVA1

CECHY:

- stosowany do analizy stopy bteddw (BER) i tolerangji systemu na wprowadzane ttumienie
i jako ttumik laboratoryjny

« budzetowe rozwiazanie dla ttumika na wtdkna jednomodowe

- stosowany jako ttumik laboratoryjny, ttumienie do 60 dB

- requlacja zgrubna i precyzyjna

+ lekki i wytrzymaty
- idealny w terenie

« w zestawie wymienne adaptery FC/PC

SPOSOB ZAMAWIANIA:

SVAT1 — ttumik regulowany dla swiattowodéw jednomodowych

MIERNIK STRAT WTRACENIOWYCH OP815

OP815
Insertion Loss Test Set

1 -

Miernik OP815

CECHY:

- wysoka precyzja pomiaru
- wysoka predkos¢ interfejsu USB do podtaczenia komputera
- oprogramowanie OPL-Pro przeznaczone do zapisywania danych pomiarowych bezposrednio do arkusza
- interfejs do niestandardowych aplikagji za posrednictwem OPL-SDK
« catkowicie automatyczny pomiar strat wtraceniowych dla jednej lub dwéch fal
- r6znorodne opcje detektora dla pojedynczego i podwéjnego wiékna

r m::?;z::jcy zakres pomiaru zakres dtugosci fali catkowita doktadnos¢ odchylenie +0,05 dB odchylenie +0,01 dB\
1 mm InGaAs +6dBm do-72 dBm +3 dBm do -65 dBm
dla 1490 nm dla 1490 nm
0dBm do-65 dB: m 13100m 1450 0m Wl\:\leglnk§Ch 0dBm do-55 dB:
m do -65 dBm 1550 nm 1625 nm alibragji m do -55 dBm .
> mm nGahs dla 1490 nm dla wszystkich dla 1490 nm <10dB zmiany mocy
101 InGalks 0dBm do-55 dBm drugoscifal 0.dBm do -45 dBm
dla 1490 nm 2wzorcowymi NIST dla 1490 nm
3 mm Silicon 0dBm do-65 dBm 650 nm 850 nm 0dBm do -55 dBm
\_ dla 980 nm 980 nm dla 980 nm
|
r straty wtraceniowe pasmo Zrodfa widkno wewnetrzne moc wyjsciowa stahilnos¢ Zrodta \ y
1310/1550 nm Laser Typowa — 1,5 dBm N
<10nm 9/125 (SMF28) q
1310/1490/1550/1625 nm Laser Typowa —2,5dBm +0,02dB
<140 nm (850 nm) 50/12562.5/126 .
\ 850/1300 nm LED <200 nm (1300 nm) 105/125 18 dbM: 62,5/125 um
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